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摘要(译)

提供了一种用于检测超声图像中的损伤的方法。该方法包括获取超声图
像，从采集的超声图像生成基于Fisher-tippett（FT）分布的边缘特征
图，使用基于FT分布的边缘特征生成所采集的超声图像的像素的梯度浓
度（GC）分数。基于GC得分映射并识别所获取的超声图像内的候选病
变区域。
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